OO

Jdgddduooboooooodd

-l 2

oooog©

-3
oooogQe

Activities of Quality and Reliability Improvement, Including Built-in Quality from Development and Design Stage

Takashi Fujiyama, Naoshi Yamada

oono

ooooomspooz7moor ooooooooo”
gobooobooooooooobOoOoobooOoooon
ooo0d oooocoooo"dobocooobooooooon
gobooobooooooooobooobooooooon
gobooobooooooooobooobooooooon
goboooboooooooooboOoboobooOooooon
gobooobooooooooobocoooooooon
gobooobooooooooobodooooooooon
gobooobooooooooobodooooooooon
gobooobooooooooobodoooooooon
gobooobooooooooobodoooooooon
goboooooooooooobodoooooooon
goboooooooooboooobbooooooooood

coobooooboooooboooooooooobooooo
cooooobooboooobooooooooooboobooooo
coooooboooooooooooboooobooooo
coooooooooobooooOoooOooobooooo
cooooooobooobooooOoooOooobooooo
cooooooboooobooocoOoooOoooOobooooo
cooooooboooobooooOooOoboOooobooooo
oooood

uobooooooooooocOoOoboocOoooboooooa
cooooooboooobooocoOoooOoooOoobooooo
coooooobooooboooooooOoooOoboOoooa
cooooooood

|[boooooooo|

afuls 00000
wlajals | Soo0000D | 0Doo00
1 [ B
<: 000000000000 '00GAKUDDOQO.0000000000 :>
<: 000000 :>
|oooo | |[ooooo| |oooo | |oooo | | oooo
0000000 ooooood ooooooooo
oooooobooo gooooooooo ooooooo
OEMC™OESD™"| [DO0O0O0O0OO0O00O ooooo
gooooooooo ESD’"?”

IO O T

0 10 EMCUO Electro Magnetic Compatibility
020 ESD 0O Electro Static Discharge

goooooo
ooooooo

goboogoo

ooobobobonbg
ooon

goboooooooooon

doooooooooooooooooooooooooOOoOOOOOOOOO0O0O0OoOooooooooOoooooooooOoOO0000O0
gooooooooooooooooooooooooOOoOOoOCOOoCOOobOO0bOooooooooooOoOooOooOoOoOoODOODOOODOOn
goooopoooopoooopopopopoooooooooooooooOooboOoooOOODODOO

3P 2100 "00 00000000 OO0OCOOOO "OO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOD 0000000 Vol8ld No.30 2007



